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摘要(译)

本发明提供了一种测定待测物质浓度的方法，其可在很短的时间内测定非常少量的测试样品中待测物质的浓度，即使当用于测定的
测试样品的量非常少时，也可对该待测物质的浓度进行准确测定。对待测物质浓度进行测定的方法采用传感器芯片，所述传感器芯
片具有一个光波导层，以及设置于所述光波导层表面上的抗体固定化层，该方法包括将待测物质和用标记酶标记的酶标抗体固定于
传感器芯片的具有固定化抗体的抗体固定化层上，通过使显色试剂与抗体固定化层上的标记酶反应产生显色的酶反应产物，并将所
述酶反应产物沉积在抗体固定化层上，使从外面照射到传感器芯片上的光在光波导层与抗体固定化层之间的界面处被全反射，并观
察全反射光的物理量。
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